一个轻松赚钱的方法

适合在公司上网或包月上网的用户^_^我正在赚呢,大家也来加入吧

无须任何付出就可以赚钱！！！

    只要你挂在网上，就可以赚钱。试试看！

    只要提供一个E-MAIL和家庭住址（给你寄钱用的）就可以了，不要身份证不要会员费，不要信用卡。^o^~古人云： "宁可信其有，不可信其无"啊！反正也不吃亏，试试看嘛！我申请后等了一个月，什么汇款单？连个影子都没有！不过一想，无所谓了，反正也没吃亏!就当是鬼迷心窍一回吧!可一直到了第三个月…… 突然，汇款单到了，154多美金？折合人民币不就是1200多了吗？半信半疑。到了银行，交了几十元的手续费，换回了1200多!真像做梦一样…… 这时我才确信不疑。兴奋之余，又开始了我的宣传。不是宣传得越多，挣的也就越多吗?果然，三个月后，又飞来了一张单子！--200多美金！真是难以置信！！又过了三个月上涨到了2100多美金这一切可都是真的，当然也离不开我自已的努力，积极地有信心地发表文章，真诚地教人如何加入 (加入方法很简单只需访问http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=yangmeng8159) 

  CashFiesta公司是美国加利福尼亚伯克利市的一家新兴的从事互联网广告业务的公司，现与实力雄厚的Explore Technologies及Inc公司合并, 服务没有使用时间限制.信誉绝对可靠！它位列网上广告公司的三甲之内，至今还没有网友投诉过！只要其注册会员在一边上网时，一边接收该公司发送过来的广告.就可以按其上网时间长短获得每小时0.6美元(注:最低标准)的报酬.满50美元即会付款。此外，如果你将浣樯芨鹑耍捶⒄瓜孪撸敲丛谀愕南孪吡骼郎贤保阋部梢源又谢窭＞咛謇此担恳桓龌嵩笨梢苑⒄?层下线，你可以从第一层获得15%的点数,从第二层获得7%的点数,从第三层到第五层获得5%的点数,从第六层获得3%的点数,从第八层获得1%的点数.挣钱方法的最大好处： 

1. 只要在线就计数，无论您在做什么。 

2.支持8级下线！稍加努力，就会出现下线贡献的点数远远超过自己所得点数的情况，甚至自己不用，每月也会有一笔固定收入进帐，岂不快哉？ 

3.注册一个指定站点得1000点。此方法简捷有效，但大多数朋友由于不认识英文而错过了这个好机会。当有Sign Up字样时，不要吝惜那几分钟时间，简单填一些表单，您就会发现自己的点数一下上涨了千余点！ 4.当你成为黄金会员(积聚黄金点到133点)时,你的报酬将大大增加. 成为黄金会员.得黄金积分的方法有: 

a.注册六个以上offer； 

b.每天使用其广告条半小时以上； 

c.注册赚点10000点以上； 

d.根据你的下线情况给你计算黄金积分等。

e.另外，每个月根据你累积的点数，Cashfiesta.com会有Bonus给你。如，点数在10000和20000之间,就可以得到额外的4000点,点数在30000以上，则可以得到额外的7000点 

好了,还是给你介绍详细的注册方法吧.申请方法及过程：申请时姓名、住址、邮编等一定要真实，清楚，否则收不到支票了. 

< 一 >注册： 

    首先登录http://www.cashfiesta.com/php/join.php?ref=yangmeng8159 不要修改这个网址，因为要加入这个网站必须要有一个上线，(一旦你加入也会产生一个类似的网址,供你的下线加入)也就是说即使你修改了，你的积分会被视做无效，那么这些天的努力就白费了所以不要修改. 接下来会出现一张注册表单,如果英文您不理解?下面是提供的中文注释. 注意:请用英文或拼音填写！这张注册表单是不支持中文注册的! 

    表单英文名称 相对中文解译 

    Login 输入您的用户名(英文,字母,数字) 

    password 输入您的密码 

    Verify password 重复输入您的密码 

    First name 用来拿支票的身份证上的名字，一定要真实否则拿不到钱，（外国人习惯名前姓后若你叫王昭君可写入拼音:Zhao Jun ） 

    Last name 你身份证上的姓氏(若你叫王昭君可写入拼音：Wang) 

    Street Address 您的住址，可以用拼音，按外国人习惯，从小到大写清楚，至少要中国的邮递员明白.地址千万不要写错,否则您将收不到任何报酬!下面是一些中英文地址对照表您可以仿照填写: (例如：广东省广州中路3号:No.3,ZhongShan Road,Guangzhou,GuangDong .宝山区示范新村37号403室:Room 403,No.37,SiFan Residential Quarter,BaoShan District.虹口区西康南路125弄34号201室:Room 201,No.34,Lane 125,XiKang Road(South),HongKou District) 

    City 居住城市 (广州市写：GuangZhou) 

    Zip/Postal Code 邮编，一定要写正确哦 

    State 居住的州，中国选[Not Selected] 

    Province 请填您居住的省份 (广东省Guang Dong) 

    Country 国籍China 

    E-Mail Address 能收到信的邮箱 

    Verify E-Mail Address 校验邮箱，再填一遍邮箱 

    Year or birth 年龄或生日 

    Gender 性别(Male男，Female女 ) 

    Education 受教育程度 ( 随选) 

    Annual household income 薪水 (随选) 

    industry职业 (随选) 

    title职位 (随选) 

    Please tell us why you use Internetcheck all that apply (你用Internet做什么

,随便选就可以) 

    What do you search for or buy online: (check all that apply) (你在网上找什

么或者购买什么,随便选就可以) 

    Preferred check size 支票的数额，最少为50美元。(刚开始是这个数额，当你拥有

一定数量的下线后，你自然会将它提高。)     

    Referred by 介绍人的用户名(不要修改,修改后注册无效！！万分留意！！！ ) 

    I have read and understand the M ember Agreement (我已经明白会员协议书的内容，一定要选上) 

    填完后检查一遍（除了Name和Referrer外，其他都可以后修改） 

    接下来按一下"Submit Registration"就进行注册了. （若注册不成功说明内容填写错误会在错误的地方注明"error......"的英文，在该项进行更改就行了）完成注册过程后一封确认信会发送到你的邮箱中，你的用户名和密码会包括在内。 

<二>下面开始安装广告插件（这是挣钱关键的最后一步） 

    你必须下载一个名为:Cashfiesta.exe的小文件。（在你注册成功后，会出现一个dow

nload的小页面，找到"Download" 的字样，点击。将所需程序下载到你的硬盘中 ）。 

1.下载以后,找到存放Cashfiesta.exe的路径... 

2.然后再打开文件夹找到Cashfiesta.exe文件,点击它!这时系统会自动安装这个Cashfiesta .exe文件. 

3.安装结束以后,Cashfiesta.exe文件会在桌面和工具栏同时出现一个绿色的图标,这时您已经安装成功了. 

4.启动Cashfiesta.exe,出现登陆对话框,输入您注册的"用户名"和"密码"您只需要输入他们就可以了好了,耐心等待一会儿就有广告送过来，将鼠标移入广告的区域，左边的小人开始原地走动，任务栏上那个$符号由红变绿。如果你看到这些，那么恭喜你了，它已经开始为你挣钱了. 

    另外,你千万别忘了到各个网站的留言板中，把本文内容全部复制、粘贴进去！多多益善. 所得的点数，Referrals，显示自己的下线数目。提示注意:广告条左角的小人在走动时，表示在计费，如果小人停止了，请用光标点击小人，让它走动。注意！！当广告条打开时，计算机屏幕右下角启动条上会显示一个"$" 图标，当它是绿色时，表示在计费。- 正在赚点（任务栏上的图标为绿色）每隔一段时间， "$" 图标就会变红. - 停止赚点此时小人会坐下或到处乱跑时请在广告条上移动鼠标或点击小人，此时小人会拍拍手站起来走，如果不行请点击广告后在广告条上移动鼠标。小人如果跑到广告条里去就要点击他，让他回到广告条左侧，否则不会继续放广告。技巧：当小人开始走进广告条里面时，在小人前方点击鼠标他马上回去，时间不会超过10 秒。 

    CashFiesta每月付款，50美元起付，未满则累积至下月。后告诉大家一点心得：与其在家辛苦的点啊点，不如到各论坛多做宣传（要那种贴了不会被删掉的论坛），宁可前一两月收入少一点，多发展一些下线，毕竟，一个人的时间是有限的！等你有一定的下线之后，你的收入会大幅度上升的，到时就算你自己一个月不上网，收入还是相当可观的。（我的一个朋友居然每个月都有三千多美元的汇款真是不可思议！！！）     

【其它】 

    达到1.666$每1000点是要做黄金会员才有的,普通人也就是只有0.010$每一千点,还有注册一个特别任务你的一千点会升到0.04USD,两个会升到0.333$,三个的话就有0.5$,四个就有0.66$五个就有0.83$,六个就有 1$每一千点.变成黄金会员的方法上面有介绍到。此方法特别适宜于在单位上网的人；包月上网的人；宽带上网的人；轻轻松松之间赚点零花钱，何乐而不为。 

    反正是赚外国人的钱，我们又看不懂广告，不用里它，该干什么还干什么!每月10号结算。结算时只要你的金额达到50美元，该公司便会自动寄封地址确认信给你，确认后公司便会把支票寄出。 

赶快加入吧！！
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	         1.5 温度Derating 率

	
	NO
	组件名称
	温度判定标准
	备注
	

	
	１
	电阻
	电阻最高耐温之８０﹪
	
	

	
	２
	电容
	电容最高耐温减５℃
	
	

	
	３
	半导体
	1. Schotty Diode 取Tj 之９０﹪
2. 其它半导体（晶体管MOSFET取Tj之８０﹪）
	热暴走高温短路测试
Ta :55℃　Load :100﹪
Ta :65℃  Load :70﹪
Input :85V/265V时
（Tj*80﹪）+5℃为判定基 础
	

	
	４
	基板
	1. FR-4   : 115℃
2. CEM-3  : 110℃
3. CEM-1  : 100℃
4. XPC-FR : 100℃
5. 判定：PCB 最大耐温减１０℃
	与基板板厚无关
	

	
	５
	变压器
（含电感）
	绝缘区分：  A种　　Ｅ种　Ｂ种
标准温度：　105℃  120℃  130℃
热偶式　：   90℃  105℃  110℃
Abnormal :  150℃  165℃  175℃
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    2 Component temperature rise 组件温度上升：
      2.1目的：确保待测物之可靠度，确认各组件均在温度规格内使用。
      2.2适用：所有机种适用。
      2.3测试条件：
         a.输入电压：规格范围之最小、额定、最大。
         b.负载：规格范围之最大。
         c.输出电压：额定。
         d.周围温度：常温。
         e.接线图：
       2.4测试方法：
a. 依测试条件设定，当温度达到热平衡后，以热电偶测定组件温度，基板上之元
           件焊点需测量温度。
         b.参考温度 Derating  计算出最大温升规格值△t.
           (i.e. Derating Curve 在100% Load 100% 下最高至50℃，则以附表Ａ 

           Derating 率之温度减去50得100%之LOAD下之△t.；60℃时，Derating率为70%，
           则减去60得到70%之△t.) 实际负载在100%时依减50℃之△t.为规格值。
         c.组件之选择以R-1温度分布测得之发热较多组件做测定。
         d.组件实际温升不能超过计算得出之△t.。
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    3. Parts derating组件余裕度：
      3.1目的：确保待测物之可靠度，确认组件实际使用时能在绝对最大额定下之Derating
               率范围内。
      3.2适用：所有机种适用。
      3.3测试条件：
a. 测试待测物在下列条件下一次测和二次测主回路波形（电流波形和电压波形）
1． 定额输入和输出
2． 低压起动
3． 短路开机 

4． 开机后短路
5． 满载关机（不做记录）
     b.各回路波形和组件耐压请参考「组件Derating」
     c.接线图：
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	      3.4 组件Derating

	
	NO
	组件名称
	温度判定标准
	备注
	

	
	１
	电阻
	80﹪电阻最高耐压之90﹪
Surge 取耐压之95﹪
	
	

	
	２
	电容
	电容最高耐压之85﹪
（AC 输入电容取耐压之95﹪）
Ripple 电流取100﹪
钽质电容取耐压之80﹪
	
	

	
	３
	二极管
（Diode）
	               VRM     VRSM    ISFM   Surge
SCR            80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
TRIAC          80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Bridge-Diode   80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Diode          80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Scotty Diode   90﹪   95﹪   90﹪   90﹪
Zener Diode                  90﹪   90﹪
LED            80﹪   95﹪   90﹪   90﹪
	
	

	
	４
	晶体管
MOSFET
	VDSS/VCE :取规格之95﹪
VGSS/VBE :取规格之95﹪
ID/IC 　:取规格之95﹪
IB 　　:取规格之95﹪

	
	

	
	５
	Fuse
	取额定电流之70﹪
Surge : 65﹪
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	    4. Thermal runaway热暴走：
      4.1　目的：确认过负载、出力短路下，保护之余裕度。
      4.2　适用：所有机种适用。
      4.3　测试条件：
         a.输入电压：规格之输入电压范围最小、最大值，（例85V/265V）。
         b.负载：100% 及 70%(例55℃为100﹪， 65℃为70﹪)。
         c.周围温度：最高动作温度┼5℃，输出Derating Curve 100%下温度上限┼5℃。
         d.输出电压：额定。 

         e.接线图：
       4.1.4.4测试方法：
         a.参照部品温度上升结果确定待测部品，以热电偶量测。 

b. 电源输入后，连续观测绘出温度上升值，确认饱和点。
c. 若有FAN装置于待测物，需实际仿真安装于系统之情形进行测试。
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	  　5. High temperature shoty circuit高温短路：
      5.1 目的：确认输出短路放置后，待测物之可靠度。
      5.2 适用：除未加短路保护机种外所有机种适用。
      5.3 测试条件：
         a.输入电压：规格范围之最大输入电压。(实测取最大，例265V)
         b.输出电压：额定值。
c.周围温度：动作温度上限┼5℃(例65℃)。
         d.接线图：
       4.1.5.4测试方法：
         a.待测物在设定测试条件下，输出短路2小时以上。
         b.记录温度上升之情形，参照温度Derating，不能超过规定温度。
         c.解除短路状态后确认输出仍正常，部品不能有损坏。
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	    6. Life of electrolytic capacitor 电解电容算出寿命：
      6.1 目的：推定待测物之寿命，并确认其可靠度。
      6.2适用：所有机种适用。
      6.3测试条件：
         a.输入电压：额定值。
         b.输出电压：额定值。
         c.负载：额定。
         d.周围温度：40℃。
         e.接线图：
      6.4测试方法：
         a.额定之输出、输入时，在规定之周围温度下，依下式计算：
                   L1=LS．2 
               L1:实际之有效寿命       
               LS:部品使用温度范围上限下之有效寿命
               T1:部品之使用温度范围上限
               T2:实际使用温度。
      b.算出之寿命时间应≧规格所示。
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	    7. Noise  Immuuity 噪声免疫力：
      7.1目的：确保待测产品之可靠度，确认输入对加入脉冲之耐受程度。
      7.2适用：所有机种。
      7.3测试条件：
         a.规格上有规定者，依规格实施。
         b.周围温度：常温、常湿。
         c.输入电压：115V
         d.输出电压：额定。
e.负载电流：100%。
f.脉冲规格：规格书所列值*110%(50Ω Termination)[如规格为±2.2KV则脉冲以±2.2KV*110%=±2.2KV施加]脉波宽为。 100nS,500nS,1000nS，时间五分钟。
         g.接线图：
      7.4测试方法：
a. 依条件施加脉冲于输入─输入间，输入─Ground间，应无动作异常(含突入电流限
           制回路、异常振荡等)保护回路误动作及组件损坏发生，测试时，输出电压之安定
           度应在总和变动规格范围内。
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	    8. Electro static discharge静电破坏：
      8.1目的：确保待测产品之可靠度，确认产品对静电气之耐受程度。
      8.2适用：规格书上规定之机种。
      8.3测试条件：
         a.周围环境：常温、常湿。
         b.输入电压：额定(实测AC115V)
         c.输出电压：额定
         d.负载：额定100%
         e.施加电压：规格书之数值X 110% [Charge Capacitor 500pF-Series Resistor 

           100Ω]，时间 ≧10 sec .
         f.接线图：
       4.1.8.4测试方法：
a. 待测物Ground部位，依条件施加脉冲电压分接触外壳及隔离放电实施；不能有保护回路误动作，组件破损之异常发生。
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	    9. Lightning Surge 雷击：
      9.1目的：确认输入端加入Lightning Surge 之耐受能力。
      9.2适用：规格有规定之机种。
      9.3测试条件：
         a.规格书有规定依规格条件。
         b.输入电压：额定(实测AC115V)
         c.输出电压：额定
         d.负载：额定
         e.周围环境：常温、常湿
         f.施加波形：JEC 212规定，波头长1.2µs,波尾长50µs之电压，波形3KV*110%(
           限流电阻100Ω)。
         g.接线图：
       4.1.9.4测试方法：
a. 依规定测试条件，施加Surge电压于
                输入─输入，输入─Ground ±极各3回
           确认组件无破损，无绝缘破坏，Flashover Arc及保护回路误动作情形发生。
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	    10. Input ON/OFF at high temperature高温输入 ON/OFF :
       10.1目的：高温时输入电压ON/OFF重复施加，确认产品之信赖性。
       10.2适用：所有机种适用。
       10.3测试条件：
         a.输入电压：规格之输入电压范围最大值(例：265V)。
         b.负载：额定100% LOAD
         c.输出电压：额定
         d.周围温度：动作可能温度范围＋5℃(例：65℃)。
         e.接线图：
       4.1.10.4测试方法：
a. 待测物置于恒温槽内，依条件之温度设定，到达设定温度后放置12小时，同时
           电源ON/OFF至少500 cycle于输入端，结束后确认组件无破损，输出电压与机
           能正常（ON 5S，OFF 30S）。
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	    11. Low temperature operation低温动作确认：
      11.1目的：为确保待测产品可靠度，确认周围温度下限之动作余裕度。
      11.2适用：所有机种适用。
      11.3测试条件：
         a.输入电压：规格范围之最小、最大值(实测最小值)。
         b.输出电压：额定。
         c.负载：最小、最大值(实测最大值)。
         d.周围温度：动作可能温度下限－10℃。
         e.接线图：
      11.4测试方法：
a. 待测物在测试温度条件下设定为关机状态充份放置(至少1小时)关机状态，重新加入电源，确定可激活。
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	   12. Dynamic source effect动的输入变动：
      12.1目的：确认待测产品在动的输入变动下能正常动作。
      12.2适用：交流输入之所有机种。
      12.3测试条件：
         a.规格书有规定者，依规格条件。
         b.负荷：额定100%。
         c.周围温度：常温。
         d.输出电压：额定。
         e.输入变动条件：额定←→最小，额定←→最大。
最大电压


	
	
	← t → 
	
	
	
	
	
	
	t=0.5sec

	
	
	
	← t → 
	
	
	
	
	
	

	              频率：60Hz
      12.4测试方法：         

         a.在基准动作状态下(额定输入电压100%Load)，测定输出电
              压值VS。
         b.计算电压变动率：
   VH – VS      x 100%      VL – VS      x 100%         
                     VS                       VS
         c.计算之变动率，应在总和变动之规格范围内。
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	    13. Fan abnormal operation FAN异常动作：
       13.1目的：待测产品在自然冷却使用情形下，确认FAN停止运转，转数变慢时，保护
            机能正常运作。
       13.2适用：产品因需风扇冷却而装设之机种。
       13.3测试条件：
         a.输入电压：规格范围内之最小、最大值。
         b.负载：最大 100%。
         c.周围温度：感热组件部份，依动作可能温度范围上限＋5℃，25℃及下限－5℃共
                     3点实施测试。其它部份则以动作可能温度范围上限＋5℃，下限-5℃
                     实施量测。
         d.输出电压：额定。
       13.4测试方法：
         a.主要晶体管、变压器、CHOKE等重要组件，以热电藕量测记录其结果。Fan 异常动
           作发生时观测组件温度上升应记录其结果。
         b.Open Frame 之产品与系统产品搭配测试。
         c.确定在测试条件下，无保护回路之误动作发生，组件上升温度不能超过规格值。
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	    14. Vibration 振动：
      14.1 目的：为确保产品之信赖性，产品在制造时及运送时对振动之耐受程度需加以确认。
      14.2 适用：所有机种适用。
      14.3 测试条件：
          a.周围温度：常温。
          b.动作状态：Non-Operating
          c.振动频率：5 ~ 10 Hz  全振幅  10㎜
                     10 ~ 200Hz  加速度 21.6m/sec2 (2.2G)
                     Sweep Time:10 Min依对数变化。
                     振动方向：X,Y,Z轴各1小时。
             冲击试验程序：
                1.试验系统图
        4.1.14.4测试方法：
          a.依测试条件或产品规格所列条件进行测试。 

b. 测试完成后，以目视检查(必要时用显微镜)待测物之外壳、基板、零件、配线
            有无异常；确认后，通电并确认输出电压及电气特性有无异常。
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	    15. Shock 冲击：
      15.1目的：为确保待测物之可靠度，在制造时及运送时对冲击之耐受程度需予以确认。
      15.2适用：所有机种适用。
      15.3测试条件：
         a.冲击加速度：588m/sec2(60G)
         b.冲击时间：11±5m sec  半波正弦波。
         c.振动方向：X(X’),Y(Y’),Z,5方向，各3回。
         d.周围温度：常温。
         e.Non Operating
      15.4测试方法：
         a.依测试条件进行测试。
         b.测试完成后，以目视检查(必要时用显微镜)待测物之外壳、基板、零件、配线有
           无异常;确认后通电并确认输出电压及电气特性有无异常。
           冲击测试程序：
           1.测试系统图：       

              a.待测物需设计治具以固定之。(电木板及铝板)
              b.依测试条件施加予待测物。
              c.加速度588m/sec2(60G)各方向3回。
              d.记录试验条件及结果。
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	    16. Abnormal Ripple异常Ripple确认：
      16.1 目的：确保待测产品之可靠度;由周围温度、输入电压、输出电流之各条件组合下
                ，确认其动作之安定性。
      16.2适用：所有机种适用。
      16.3测试条件：
         a.负载：0% ~ 100% (连续)。
         b.周围温度：动作温度范围(i.e. –20℃~60℃ → －20℃/25℃/60℃)。
         c.输入电压：规格范围最小～最大(连续)。
         d.输出电压：额定。
         e.接线图：
       4.1.16.4测试方法：
         a.待测物在不通电之状态下，依测试之组合条件，在设定之温度下放置1小时。
         b.连续调整输入电压及负载电流，并观察有无异常Ripple之发生，如振荡、间歇
           振荡、AC  Ripple 导致之微小异常振荡。
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	    17. High Temperature Test 高温测试：
      17.1目的：确认产品在高温置放后，维持正常功能之特性。
      17.2适用：所有机种适用。
      17.3测试条件：
a. 温度：
       TH
               0   1  2             74   75   76
                TH:产品规格所列之储存温度上限
         b.输入电压：额定。
         c.输入频率：50HZ。
         d.负    载：100% LOAD。
         e.接线图：
      17.4 测试方法：
         a.产品置于恒温槽内，依上述之条件进行测试。
b. 温度在达到预定之高温TH前后一小时之前于常温下，须先进行功能测试，确认产
           品之功能；测试后产品须无任何损伤。
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	    18. Low Temperature Test 低温测试：
       18.1目的：确认产品在低温置放后，维持正常功能之特性。
       18.2适用：所有机种适用。
       18.3测试条件：
a. 温度：
              TL
                 0   1   2             74   75   76
         b.负载：100% LOAD。
         c.输入电压：额定。
         d.频率：50HZ。
         e.TL：规格所列之储存温度下限。
         f.接线图：
       18.4测试方法：
         a.产品置于恒温槽内，依上述之温度设定及接线图进行测试。
         b.温度到达预订之低温，前后一小时前须进行功能测试，确认产品能正常动作；且无
           任何损伤。
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19.  Temperature/Humidity Test温、湿度循环测试：
       19.1目的：确认产品对周围温、湿度之适应能力。
       19.2适用：所有机种适用。
       19.3测试条件：
         a.条件依下图设定：
                   65
                   40
                   25
                   90
                   80
                   50
                   15
                      0   4 6         30    34        58  60    72  74    78  80  82  84        108
b. 负载：100% LOAD。
c. 输入电压：额定。
d. 频率：
         e.接线图：
       4.1.19.4测试方法：
         a.依上所列之测试条件及接线方式，执行测试。
         b.测试结束后，待测物需功能正常，零件无损坏情形。


	可 靠 度 测 试 规 范
Reliability Test Specification
	编号
No.
	WI7308
	修订日期
Amendment Date
	

	
	
	
	版本
Version
	V.01

	
	页次
Page
	23
	
	

	
	
	
	发行日期
Release Date
	

	    20. Strife Test极限测试：
      20.1 目的：确认待测产品的耐受高温之极限。
      20.2 适用：依需求规格列出之机种。
      20.3 测试条件：
         a.输入电压：额定。(110V/220V)
e. 负载：额定100% LOAD。
f. 温度：70℃(1hr)→80℃(1hr)→90℃(1hr)→100℃(1hr)→至产品失效。
         d.接线图：
      20.4测试方法：
         a.产品置于恒温槽内，依接线图及条件设定。
         b.当温度到达默认值后，停留一小时，开始执行功能测试。
         c.产品若功能正常，将温度每次升高10℃，进行测试，至产品失效为止，记录失效
           之温度。
         d.产品失效时，不能发生冒烟、起火等状况。
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	    21. PLD test(输入瞬断测试)：
       A.An undervoltage of 25% below the minimum input
         voltage, applied for two seconds,repeated 10 times    :  error free
         with a 10% duty cycle.
       B.An undervoltage of 35% below the minimum nominal
         input voltage, but not less than 68V,applied for 30   :  error  free
         cycles of the input frequency,repeated 10 times with
         a 10% duty cycle.
       C.An undervoltage of 100% below the minimum nominal input
         voltage,applied for 20 milli-seconds repeated 10 times  :  error free
         with a 10% duty cycle.
       D.An overvoltage of 20% above the maximum nominal input
         voltage applied for two seconds,repeated 10 times with  :  error free
         a 10% duty cycle.
       E.When either of the following waveforms are applied to
         either polarity peak of the input voltage waveform.
         The waveforms shall consist of 400HZ±50HZ or
         800HZ±100HZ exponentially decaying sinusoid with a 

         peak voltage equal to the peak nominal line volage     :  error free
         and decay time constant such that the fifth half-cycle
         of the disturbance is between 15 and 25% of the first
         half-cycle. The total duration of the disturbance
         shall not exceed one cycle of the line voltage.This
         test shall be repeated 320 times (80 positive rings
         and 80 negative rings at 400HZ;80 positive rings and
         80 negative rings at 800HZ) a three(3) second intervals.
       F.Differential mode(line-to-line) and common mode
         (line-to-ground) voltage surges with open circuit voltages
         of 2.5KV peak±10% and 2KV peak±10% respectively.
         The source impedance of the surge generator shall be    :  error free
         2 ohm±20%.The surge wave shall be defined in
         ANSI/IEEEC62.41(1980) and IEC 60-2(1973).three
         positive and three negative surges shall be applied
     at 0,90,180, and 270 degrees(24 total). The time
     interval between surges shall be 18 seconds.
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	       G.A 100 nanosecond pulse with an amplitude of 400
         volts shall be superimposed on the peak of the       :  error free
         nominal input voltage and repeated at the line
         frequency for ten(10) minutes.
       H.The power supply shall suffer no physical damage
         under the following disurbances in AC line voltage.
         Repeat each test five times,returning the power supply : damage free
         to its normal running conditions between tests.A
         complete line outage for any duration.
       I.The power supply shall suffer no physical damage
         under the following disturbances in AC line voltage.
         Repeat each test five times,returning the power supply :  damage free
         to its normal running conditions between tests. A line
     input undervoltage of 65% below the nominal of any
     duration of 5 seconds or less.
   J.The power supply shall not latch up with the following
     line conditions:80% under voltage below the nominal      :  error free
     for 60 milliseconds or longer.
   K.The power supply shall not latch up with the following
     line conditions:100% under voltage below the nominal     :  error free
     for 60 milliseconds or longer.
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functional inspection





INPUT      SOURCE





待測物





負載





釋波器





負載用治具





恆溫槽





31








32








100V





2S





 75V





2S





100V





 75V





 150V





200V





2S





 150V





200V





2S





 0V





33








100V





 0V





100V





16.7ms





16.7ms





 0V





34








200V





16.7ms





 0V





200V





16.7ms





 136V





35








200V





 136V





200V





0.5S





0.5S





 68V





36








100V





0.5S





 68V





100V





0.5S





37








38








2S





152.4





127V





127V





240V





2S





288





240V





TEST    WAVEFORM





V1


39:60V


40:50V


41:40V


42:30V


43:20V


44:10V


45:0V





PROGRA





V1


46:120V


47:100V


48:80V


49:60V


50:40V


51:20V


52:0V





Repeat 2





100V





200ns





2S





2S





2S





2S





V1





V1





V1





200ns





200ns





100V





100V





100V





 25ms





 40ms





 60ms





DROP TIME:


90ms,130ms,200ms,


280ms,400ms,600ms,


900ms


1.3S,2S





 60ms





200V





200ns





2S





2S





2S





2S





V1





V1





V1





200ns





200ns





200V





200V





200V





 25ms





 40ms





DROP TIME:


90ms,130ms,200ms,


280ms,400ms,600ms,


900ms


1.3S,2S





Repeat 2  times





100V





 20S





 20S





 20S





PROGRAM:53





99V


98V








0 V





 20S





 20S





 20S





100V











2 V





PROGRAM:54

















恒溫槽





Surge：I2t
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